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摘要(译)

本发明涉及平面显示装置及平面显示装置的检验方法，例如可应用于在
绝缘衬底上一体形成驱动电路的液晶显示装置。本发明的方法即使在使
用低耐压晶体管时，也可以有效地避免可靠性的恶化，并能可靠地执行
有缺陷像素的筛除。本发明将与像素电容器相关的布线图案LCC、COM
中共用线一侧COM在外部独立地连接在预充电电路上。
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